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トをかけずに大きな対策効果を求め

臨四伊屎
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． 
• EMI認証試験の概要

• EMI試験対策における現状のツ ールの問題点

・ループアンテナが抱える問題と

まったく新しいデザインの近傍界プロ ー ブの紹介

• EMIサイトデー タとの比較によるEMIプリテスト

セットの優位点

-
• EMI認証試験における対策をご検討の方

・筐体のデザインにおける放射ノイズの変化比較を

検討したい方

• EMI (EMC)について基礎的な内容を勉強したい方

•新しい近傍界プロ ー ブを実際に見てみたい方

TEXJO 

講師

株式会社テクシオ・テクノロジ一

マーケティングサポー ト部

佐藤 誠

一
メ ールまたは Web より受講登録をお願い致します。

申込み後ZOOM IDをお知らせいたします。

- web_seminar0810@texio.co.jp
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https://www.shinkawa.co.jp/top/index.html
https://www.texio.co.jp/
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